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Ljubljana, 18.05.2021
VSEBINA


Razpisno dokumentacijo sestavljajo: 

1. povabilo k oddaji ponudbe

2. navodila ponudnikom za pripravo ponudbe

3. tehnične specifikacije

4. ponudbena dokumentacija

· OBRAZEC 1 - podatki o ponudniku

· OBRAZEC 2 - podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi

· OBRAZEC 3 - podatki in soglasje podizvajalca za neposredna plačila

· OBRAZEC 4 - soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe

· OBRAZEC 5 - soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe

· OBRAZEC 6 -  »ESPD« (datoteka XML) – za vse gospodarske subjekte
· OBRAZEC 7 – ponudba

· OBRAZEC 8 – Izjava o zagotavljanu tehnične ustreznosti

· OBRAZEC 9 - vzorec pogodbe

5. PRILOGE

· PRILOGA 1 – Prevzemni zapisnik za javno naročilo

· PRILOGA 2 – Izjava s podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

1. povabilo k oddaji ponudbe
Naročnik Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, davčna številka SI55560822, matična številka 5051606, transakcijski račun: 01100-6030344242 pri UJP Ljubljana, je na portalih javnih naročil dne 18.05.2021, pod številko objave [image: image3.png]
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 2021/S 096-250569 objavili obvestilo o javnem naročilu.
Predmet javnega naročila je »State-of-the-art vrstični presevni elektronski mikroskop z ultimativno slikovno in energijsko ločljivostjo«.
Javno naročilo se oddaja v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018; v nadaljevanju ZJN-3) po odprtem postopku.

Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu. 

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje pet dni pred rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana preko Portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
2.1 NAROČNIK
Naročnik Institut »Jožef Stefan« vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
2.2 OZNAKA  JAVNEGA NAROČILA

Interna referenčna  št. JN25/21                   
2.3 PREDMET JAVNEGA NAROČILA
Predmet: »State-of-the-art vrstični presevni elektronski mikroskop z ultimativno slikovno in energijsko ločljivostjo«. 
2.4 IZVAJANJE RAZPISA
Za oddajo predmetnega naročila se v skladu 40. členom ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018; v nadaljevanju ZJN-3)  izvede odprti postopek. Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.
2.5 DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: Razpisna dokumentacija) je dosegljiva na internetnem naslovu: http://www.ijs.si/ijsw/Objave.
2.6 JEZIK PONUDBE
Ponudba mora biti pripravljena v slovenskem jeziku. Priloge so lahko tudi v angleškem jeziku. Na zahtevo naročnika mora ponudnik priskrbeti prevod v slovenski jezik, skladno z 36. členom ZJN3.
2.7 PRIPRAVA PONUDBE
Za pripravo ponudbe ponudnik uporabi podatke, navedene v priloženi specifikaciji. Ponudba mora veljati do 30.10.2021. 
2.8 SKUPNA PONUDBA
Skupna ponudba je ponudba, ki jo predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov zastopa. V tem primeru naročnik v skladu s 3. odstavkom 81. člena ZJN-3 zahteva, da so navedeni subjekti v pravnem aktu skupaj solidarno in vsak posebej odgovorni za izvedbo javnega naročila. 

Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev za sodelovanje ugotavljal za vsakega gospodarskega subjekta posebej (izpolnjevati mora vse pogoje pod točko 2.11), izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.

2.9 PONUDBA S PODIZVAJALCI
Za podizvajalsko razmerje gre v primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Definicija podizvajalca je podana v točki 1, 94. člena ZJN-3.  Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci.

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi:

· navesti vse podizvajalce (vsak podizvajalec posebej mora izpolnjevati vse pogoje pod točko 2.11) ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v proizvajanje 

· kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

· izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev
· priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka ter izpolnjevati vse pogoje pod točko 2.11.
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bo to vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V primeru, da podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu s tem zakonom in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. 

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

· glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa 

    oziroma  situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

· podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika 

    poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

· glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki 

    ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci to označi v OBRAZCU 1 ter predloži pooblastilo za neposredno plačilo (OBRAZEC 3) oziroma izjavi, da NE zahteva neposrednega plačila. 

2.10 DOPUSTNA PONUDBA
»Dopustna ponudba« je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora ponudbeno dokumentacijo oddati po naslednjem vrstnem redu:

· OBRAZEC 1 - podatki o ponudniku
· OBRAZEC 2 - podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi
· OBRAZEC 3 - Izvedba javnega naročila s podizvajalci/brez podizvajalcev (podatki in soglasje podizvajalca za neposredna plačila)

· OBRAZEC 4 - soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe
· OBRAZEC 5 - soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe

· OBRAZEC 6 -  »ESPD« (datoteka XML) – za vse gospodarske subjekte

· OBRAZEC 7 – ponudba
· OBRAZEC 8 – Izjava o zagotavljanu tehnične ustreznosti
· OBRAZEC 9 - vzorec pogodbe
V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi javnega naročila posloval s skupino pogodbenih partnerjev ali s podizvajalci, mora v ponudbi predložiti:

· OBRAZEC 2 - podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi
· Pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila  
· OBRAZEC 3 - Izvedba javnega naročila s podizvajalci/brez podizvajalcev (podatki in soglasje podizvajalca za neposredna plačila)

· OBRAZEC 4 - soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe
· OBRAZEC 5 - soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe

· OBRAZEC 6 -  »ESPD« (datoteka XML) – za vse gospodarske subjekte

· OBRAZEC 7 - ponudba
· OBRAZEC 8 – Izjava o zagotavljanu tehnične ustreznosti
· OBRAZEC 9 - vzorec pogodbe
V skladu s 6.točko 91. člena ZJN-3 mora ponudnik v 8 dneh po prejemu poziva posredovati podatke o:

· svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditnih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

· gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in moralno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, poslani v ponudbi, resnični. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

2.11 RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV
	1.
	Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.
V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.
DOKAZILA: Izpolnjen obrazec ESPD (v "Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami") za vse gospodarske subjekte v ponudbi
Naročnik bo, pred oddajo javnega naročila, od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval predložitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem). V kolikor bodo na predloženem obrazcu ESPD, v Delu VI: Sklepne izjave, vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, s podpisom pooblastile naročnika za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, dodatnih pooblastil naročnik ne bo zahteval.
Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje.

	2.
	Naročnik mora iz posameznega postopka javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke 4. odstavka 75. člena ZJN-3.
Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v "Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev") za vse gospodarske subjekte v ponudbi

	3.
	Ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe, znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje prijave ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodne iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih leto do dne oddaje prijave ali prijave.
Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v "Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost") za vse gospodarske subjekte v ponudbi

	4.
	Naročnik mora iz posameznega postopka javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.
Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v "Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev") za vse gospodarske subjekte v ponudbi


Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja za subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz teh točk navodil.

Vedno zadostuje samo 1 izvod dokazila, čeprav je dokazilo navedeno večkrat!
Za vse dokumente, lahko naročnik naknadno zahteva originalno dokazilo in ga mora ponudnik prinesti na vpogled v roku 3 dni. Ne glede na zahtevano starost dokumentov morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan oddaje ponudb glede zahtevanega pogoja. 

Podatke iz uradnih evidenc bo naročnik na podlagi soglasja ponudnika pridobil sam. Naročnik lahko upošteva podatke iz uradnih evidenc, ki jih je pridobil oz. predložil ponudnik v drugih postopkih javnega naročanja, če izpis iz uradne evidence ni starejši od štirih mesecev. 

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja v razpisni dokumentaciji zahtevanih dokazil oz. dokumentov, lahko ponudnik poda ustrezno zapriseženo izjavo prič ali ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

2.12 CENA PONUDBE
Vse cene morajo biti izražene v EUR ter vsebovati vse stroške v zvezi z izvedbo predmeta tega javnega naročila. Končna cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena. DDV mora biti naveden ločeno.

2.13 POSTOPKI IN NAČIN OCENJEVANJA PONUDB
Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo. Naročnik bo opravil pregled in ocenjevanje ponudb ter javno naročilo oddal na način, kot je opredeljeno v določilih 89. člena ZJN-3.
2.14 MERILA PRI OCENJEVANJU IN VREDNOTENJU PONUDB
MERILO – ekonomsko najugodnejša ponudba
Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, ocenjene skladno s spodaj navedenimi merili:

1. Najnižja cena ponudnika za postavko »State-of-the-art vrstični presevni elektronski mikroskop (STEM) z ultimativno slikovno in energijsko ločljivostjo«, ki ustreza ali presega postavko 3.1 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA, se ovrednoti s 70 točkami.

2. Točke ponudnikov z višjo ceno za postavko 3.1, bodo izračunane po sledeči formuli:  (najnižja cena / ponudnik cena) * 70

3. Dodatne točke ponudnik pridobi na podlagi dodatnih meril navedenih v poglavju 2.14.1, največ pa 34 točk.

Naročnik bo pravočasno prispele ponudbe, ki ustrezajo vsem tehničnim zahtevam ali jih presegajo, razvrstil po vsoti točk glede na zgornja merila. Izbran bo ponudnik z najvišjim številom točk.

2.14.1  DODATNA MERILA

	Največje območje premikov mizice ( in ( od ponujenih

The largest stage ( and ( movements range from offered
	+5 točki/points

	Integrirani servisni modul za dostop na daljavo, za centražo in diagnostiko

Integrated remote service module for alignment and diagnostics
	+10 točk/points

	4kx4k CMOS kamera: omogočena rotacija žive TEM slike
4kx4k CMOS camera: live TEM image rotation capability
	+5 točk/points

	EDS SDD detektorji: Nameščeni v koloni, brez potrebe vstavljanja/izvlečevanja
EDS SDD detectors: in-column without the need for insertion/retraction
	+5 točk/points

	Korektor aberacij, ki lahko popravi A5 pri vseh pospeševalnih napetostih pri eucentrični Z-višini mizice

Correcting A5 at all HTs at the eucentric Z-height of the stage
	+5 točk/points

	EDS: Možnost dostopa do spektra od vsakega skena za največje mape od ponujenih

EDS: Access to the spectrum from each EDS scan for largest maps sizes from offered
	+ 2 točki/points

	EDS: Možnost dostopa do spektra od vsakega skena za najdaljše čase zajema map (najdaljši od ponujenih)

EDS: Access to the spectrum from each EDS scan for typical measurement duration of maps (longest from offered)
	+ 2 točki/points


Največje možno število točk je torej 104.
2.14.2. PRIMER DVEH PONUDB Z ENAKIM NAJBOLJŠIM REZULTATOM OCENJEVANJA

V primeru, da bosta dve ali več ponudb izenačenih po vsoti točk kriterijev 2.14 , 1 – 3, bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil najkrajši dobavni rok. 

Če sta tudi po tem dve ponudbi izenačeni, bo izbran ponudnik z najbolj ugodnimi servisnimi pogoji.
2.15 POJASNILA IN ROKI ZA POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo v skladu z ZJN-3. Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka preko portala javnih naročil Uradnega lista RS: www.enarocanje.si. 
Informacije, ki jih posreduje naročnik na ali preko Portala javnih naročil se skladno z 2. odstavkom 67. člena ZJN-3 štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji ali javni objavi.

Naročnik bo kot pravočasno zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 15.06.2021 do 10.00 ure. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

2.16 ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika, Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 22.06.2021 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. 

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: 
2.17 ČAS ODPIRANJA PONUDB
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne in se bo začelo 22.06.2021 ob 10:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ . 

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. 
2.18 ROK VELJAVNOSTI PONUDBE
Rok veljavnosti ponudbe je 30.10.2021.
Variantne ponudbe ne bodo upoštevne.

2.19 OBRAZEC »PREDRAČUN«  
Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehnične specifikacije, ki so del razpisne dokumentacije.
Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na največ dve decimalni mesti. 
V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške.
V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.
Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v pdf datoteki.
2.20 OBRAZEC »ESPD« ZA VSE GOSPODARSKE SUBJEKTE
Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.
Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.
Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).  
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan. 
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml. 
2.21 PRAVNO VARSTVO
Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja - ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1l in 60/17, 72/19) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se razen v primeru 4. odst. 25. člena ZPVPJN vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. 

Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahtevek za revizijo se vloži preko sistema eRevizija (https://www.portalerevizija.si)

Taksa znaša 4.000,00 EUR in se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek – SI56 0110 0100 0358 802. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.
.
3. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 
State-of-the-art vrstični presevni elektronski mikroskop z ultimativno slikovno in energijsko ločljivostjo
3.1 TEHNIČNI OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

Predmet razpisa je dobava in namestitev state-of-the-art izredno visokoločjivega vrstičnega presevnega elektronskega mikroskopa (STEM) s FEG izvorom z visoko svetilnostjo, z monokromatorjem z nastavljivim razponom energijske ločljivosti, za delo pri pospeševalnih napetostih v širokem območju od 30 keV do 300 keV, s korektorjem aberacij leč do A5 za ultimativno slikovno ločljivost v STEM načinu in z visokoobčutljivim EDS sistemom. Mikroskop omogoča delo na daljavo. Oprema omogoča visokokakovostne raziskave in-situ zaradi široke razdalje med polovimi čevlji objektne leče v kombinaciji s hitrimi detektorji.
3.1.1 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Tehnične specifikacije so napisane v dveh jezikih, slovenskem in angleškem. V izogib morebitnim nejasnostim je, zaradi pomanjkanja in/ali neustaljene uporabe ustrezne terminologije v slovenskem jeziku, v primeru dvoma merodajna angleška verzija, ki je priložena v PRILOGI 3.

3.1.1. 1. POSTAVKA 1

STEM mora imeti naslednje karakteristike, oziroma vključuje:

1. SPLOŠNO

· Sistem z zaščitnim ovojem za izolacijo akustičnih vibracij, ki omogoča delo na daljavo

· Zagotovljena ločljivost:

· ≤ 50 pm pri 300 kV (korektiran STEM, pri ≥ 30 pA toka)

· ≤ 60 pm pri 200 kV (korektiran STEM, pri ≥ 30 pA toka)

· ≤ 96 pm pri 80 kV (korektiran STEM, pri ≥ 30 pA toka)

· ≤ 96 pm pri 60 kV (korektiran STEM, pri ≥ 30 pA toka)

· Informacijski limit ≤ 100 pm (pri 300 kV)

· Korektor aberacij, ki lahko popravi A5 pri vseh pospeševalnih napetostih

· Mikroskop je opremljen s descan coils
· Velika posoda za tekoči dušik, katera zdrži do 3 dni brez ponovnega zagona krio cikla

· Vakuumski sistem brez olja

· Možnost istočasnega zajema EDS in EELS

· Široka razdalja med polovimi čevlji objektne leče > 5 mm

· Vse zaslonke avtomatske in motorizirane

· Sistem s tremi kondenzorskimi lečami

· Vključene zunanje enote povezane z mikroskopom, potrebne za delovanje mikroskopa
· mikroskop omogoča opazovanje v TEM Lorentz načinu

· ločljivost < 2 nm

· v TEM in STEM načinih možnost sumiranja slik s kratkim časom zajema zaradi zmanjšanega vpliva lezenja slike

2. IZVOR ELEKTRONOV

· Schottky-jev izvor na poljsko emisijo (katoda FEG) z visoko svetilnostjo, z monokromatorjem
· Delo pri vzbujevalnih napetostih od 30 kV do 300 kV

· Dosegljiv tok žarka ≥ 20 nA
· Reducirana svetilnost ≥ 7.5x107 A/m2.sr.V

· Stabilnost emisije ≤ 1.5 %/dan

· Electron source spot drift ≤ 0.5 nm/min

· Popolna avtomatska centraža pri vseh vzbujevalnih napetostih

3. MONOKROMATOR

· Software za avtomatsko vzbujevanje in centražo monokromatorja

· Avtomatska centraža zagotovi doseganje garantiranih ločljivosti

· omogoča energijsko ločljivost elektronov žarka ≤ 0.2 eV 

· omogoča energijsko ločljivost ≤ 0.3 eV za ponujen EELS spektrometer

4. STEM

· sistem segmentiranih STEM detektorjev z vsaj 16 segmenti

· BF, DF detektorji z anularno in radialno segmentiranimi področji

· Dodaten HAADF detector

· Možnost hkratnega zajemanja do 4 STEM signalov

· STEM sistem vključuje live DPC/iDPC tehnike zajemanja slike

· Možnost zajema 4kx4k, vključen

5. MIZICA

· Računalniško krmiljena 5-osna mizica

· za standardni nosilec za vzorce z dvojnim naklonom mikroskop omogoča naklon α ≥ ±30° in β ≥ ±30°

· za nosilec za tomografijo mikroskop omogoča naklon ≥ +/- 70°

· kompenzacija lezenja vzorca (za in-situ tehnike)

· lezenje vzorca ≤ 0,5 nm/min

· piezo pogon za X, Y in Z osi

· piezo pomik ravnine X,Y v območju ≥ 1,2 µm

· piezo pomik Z-ose v območju ≥ 0,2 µm

6. OSTALI DETEKTORJI

· Digitalna kamera za iskanje področja in osnovno opazovanje

· Visokohitrostna kamera z širokim dinamičnim območjem

· Operater lahko opazuje fluorescentni zaslon preko kamere 

· Omogoča delo z mikroskopom na daljavo

· Adaptabilno dinamično območje: difrakcije in Kikuchijeve linije lahko opazujemo istočasno

· Kamera omogoča izvedbo vseh centraž mikroskopa

· Pikseliran detektor

· Zajemanje difrakcije v vsakem pikslu STEM slike

· Pikslov najmanj 128 x 128

· Velikost piksla ≥ 150 µm

· hitrost: do 1100 fps

· kompatibilen z ostalimi detektorji

· živa STEM slika sintetizirana

· razmerje signal/šum > 140 pri 200 keV

· DQE(0) ≤ 0.94 pri 300 kV

· Dinamično območje 106/1 pri 200 kV

· CMOS kamera montirana spodaj kolone

· Senzor 4kx4k CMOS

· Velikost piksla najmanj 14 µm

· Hitrost zajema vsaj:

· 40 fps pri 4kx4k

· 300 fps pri 512x512

· Kamera je popolnoma vgrajena v programsko opremo za upravljanje mikroskopa

7. EDS SISTEM

· Visokoobčutljiv EDS sistem z več SDDji

· Sposobnost detekcije vseh elementov vse do in vključno z borom

· Ločljivost ≤ 136 eV for Mn-Kα at 10 kcps

· Razmerje pik:ozadje ≥ 4000

· Hole count < 1%

· Manj kot 1% lažnih pikov

· Output count rate sistema ≥ 800 kcps

· SDDji

· Parametri (output read-out, dead time…) vsakega posameznega SDDja pokazani v programski opremi

· Simetričen EDS system ki zagotavlja enako učinkovost sbiranja rentgenskih žarkov za stran naklona -( in +(
· Kot odvzema ≥ 0.7 sr

· Programska oprema za EDS sistem, ki je popolnoma integrirana v programsko opremo za upravljanje mikroskopa

· Možnost dostopa do spektra od vsakega skena

8. EELS

· Garantirana energijska ločljivost spektrometra ≤ 0.3 eV pri ekspoziciji 1 s, 300 kV

9. NOSILCI

· Single tilt nosilec za slikanje, dobavljen

· Double tilt nosilec za EDS, dobavljen 

10. RAČUNALNIŠKA IN PROGRAMSKA OPREMA

· Mikroskop mora biti dobavljen s potrebno ustrezno zmogljivo računalniško enoto/enotami, zasloni in pripadajočim grafičnim vmesnikom
11. OSTALO

· Dobava možna do konca septembra 2021

· Instalacija dokončana do konca novembra 2021

3.1.1.2 POSTAVKA 2

12. SAMOSTOJEN SISTEM ZA PLAZEMSKO ČIŠČENJE

· Integriran system za plazemsko čiščenje za SEM in TEM nosilce in vzorce

· Vgrajen bakeout in shranjevanje TEM nosilcev

· Minimalno število TEM nosilcev shranjenih v visokem vakuumu ≥ 3

· Razpon moči od ≤ 2 W do ≥ 65 W

· Velikost komore ≥ 6,5 x 3,5 cm (premer x višina, ali primerljivo)

· Plini za čiščenje:

· O2
· Ar

· Sistem mora biti dobavljen s potrebno ustrezno zmogljivo računalniško enoto/enotami, zasloni in pripadajočim grafičnim vmesnikom
· Dobava možna do konca septembra 2021

· Instalacija dokončana do konca novembra 2021

3.1.1.3 POSTAVKA 3

13. IONSKI ŽAREK ZA PRIPRAVO VZORCEV

· Operativen v visokem vakuumu

· Posebej nizka energija ionskega izvora od ≤ 50 eV

· Operativna napetost do ≥ 2 kV

· Način zajemanja slike za opazovanje vzorca s fokusiranim ionskim žarkom

· Everhart-Thornley-jev detector za opazovanje SE signala povzročenega z ioni

· Namenjen čiščenju vzorcev pripravljenih na FIB ali klasično

· krio hlajenje vključeno

· premer snopa je lahko tudi samo 1 µm

· avtomatska predkomoro za hitro menjavo vzorcev

· Sistem mora biti dobavljen s potrebno ustrezno zmogljivo računalniško enoto/enotami, zasloni in pripadajočim grafičnim vmesnikom
· Dobava možna do konca septembra 2021

· Instalacija dokončana do konca novembra 2021

3.1.2. DRUGE ZAHTEVE

· Sistem mora biti označen CE

· Priložena naj bo dokumentacija in priročniki, vključno z navodili za vzdrževanje opreme za doseganje vseh zahtevanih karakteristik v tiskani ali elektronski obliki, v angleškem ali slovenskem jeziku, 

· kot priloga OBRAZCU 8, vlagatelj mora predložiti ustrezne dokumente: prospekte, uradne specifikacije opreme ali potrdila s strani proizvajalca blaga, ki izkazujejo navedene karakteristike in v teh dokumentih označi, kje je vidno izpolnjevanje posameznega pogoja, dokument ter stran pa navede v OBRAZCU 8
· Cena naj vključuje prevoz, instalacijo in izobraževanje; ponudba naj vključuje vse potovalne in nastanitvene stroške

· Izobraževanje: za vse dobavljene sisteme in programsko opremo 

· Ponudnik je zadolžen za tehnično pomoč in servis 

· Tehnična podpora in pomoč na daljavo preko telefona in e-maila

· Garancija in pogarancijska podpora:

· Garancija najmanj 1 leto, velja za vso opremo, razen za potrošni material

· Odzivni čas za odpravo napake največ 2 delovna dneva, za popravilo inštrumenta     

· največ 7 dni od prijave napake po telefonu ali elektronski pošti

· Po preteku garancijskega obdobja je ponudnik proti plačilu dolžan zagotavljati pogarancijsko podporo vsaj 10 let od datuma zaključka instalacije, to je nadomestne dele in servisno vzdrževanje dobavljene opreme

4. PONUDBENA DOKUMENTACIJA
· OBRAZEC 1 - podatki o ponudniku

· OBRAZEC 2 - podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi

· OBRAZEC 3 – podatki in soglasje podizvajalca za neposredna plačila

· OBRAZEC 4 - soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe

· OBRAZEC 5 - soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe

· OBRAZEC 6 -  »ESPD« (datoteka XML) – za vse gospodarske subjekte
· OBRAZEC 7 – ponudba

· OBRAZEC 8 – Izjava o zagotavljanu tehnične ustreznosti
· OBRAZEC 9 - vzorec pogodbe

 OBRAZEC 1 - PODATKI O PONUDNIKU     
	Naziv ponudnika:
	

	Naslov ponudnika:
	

	Kontaktna oseba:
	

	Elektronski naslov kontaktne osebe:
	

	Telefon:
	

	Identifikacijska številka za DDV:
	

	Matična številka:
	

	IBAN in navedba banke:
	

	Odgovorna oseba za podpis pogodbe:
	

	Zakoniti zastopnik ponudnika:
	


Na podlagi javnega razpisa »State-of-the-art vrstični presevni elektronski mikroskop z ultimativno slikovno in energijsko ločljivostjo« objavljenega na portalih javnih naročil, 18.05.2021, pod številko objave [image: image5.png]
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 2021/S 096-250569 objavili obvestilo o javnem naročilu.se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo kot sledi:

	
	Samostojna prijava, kot samostojni ponudnik

	
	

	
	Skupna prijava, pri čemer smo vodilni partner


	
	Prijava s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci

	
	

	
	Prijava z uporabo zmogljivosti drugih subjektov


	
	
	Ponudnik:

	
	
	

	(kraj, datum)
	(žig)
	(podpis predstavnika)


Navodila za izpolnitev: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi, če boste delovali samostojno.

OBRAZEC 2– PODATKI O VODILNEM PARTNERJU V SKUPNI PONUDBI               

	Naziv ponudnika:
	     

	Naslov ponudnika:
	

	Kontaktna oseba:
	

	Elektronski naslov kontaktne osebe:
	

	Telefon:
	

	Identifikacijska številka za DDV:
	

	Matična številka:
	

	IBAN in navedba banke:
	

	Odgovorna oseba za podpis pogodbe:
	

	Zakoniti zastopnik ponudnika:
	


Na podlagi javnega razpisa »State-of-the-art vrstični presevni elektronski mikroskop z ultimativno slikovno in energijsko ločljivostjo« objavljenega na portalih javnih naročil, 18.05.2021, pod številko objave [image: image7.png]
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 2021/S 096-250569 objavili obvestilo o javnem naročilu.se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe.

Partner(-ji) v skupni ponudbi in področje dela v skupni ponudbi:

	Zap. št.
	Polni naziv
	Področje dela
	Vrednost del
	Razmerje v %

	Vodilni partner v skupni ponudbi
	
	
	
	

	Partner v skupni ponudbi
	
	
	
	

	Partner v skupni ponudbi
	
	
	
	

	Partner v skupni ponudbi
	
	
	
	

	Partner v skupni ponudbi
	
	
	
	

	
	
	Ponudnik:

	
	
	

	(kraj, datum)
	(žig)
	(podpis predstavnika)


Opomba naročnika: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi, če boste delovali s skupno ponudbo.        

 OBRAZEC 3 – PODATKI O PODIZVAJALCU               

	Polni naziv podizvajalca:
	


	Naslov podizvajalca:
	

	Kontaktna oseba:
	

	Elektronski naslov kontaktne osebe:
	

	Telefon:
	

	Identifikacijska številka za DDV:
	

	Matična številka:
	

	IBAN in navedba banke:
	

	Odgovorna oseba za podpis pogodbe:
	

	Zakoniti zastopnik podizvajalca:
	

	Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec:
	

	Količina del podizvajalca:
	

	Vrednost del podizvajalca:
	

	Kraj izvedbe del:
	

	Rok izvedbe del:
	


V skladu z 5. odstavkom 94. člena ZJN-3 izjavljamo (ustrezno označite):

	
	DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil s strani naročnika

	
	

	
	NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil s strani naročnika


Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s podpisom te izjave podajajo soglasje, da sme naročnik namesto ponudnika poravnati podizvajalčeve terjatve do ponudnika.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev in izpolniti ESPD obrazec teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Navodila za izpolnitev: Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci. V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.

	
	
	Podizvajalec:

	
	
	

	(kraj, datum)
	(žig)
	(podpis predstavnika podizvajalca)




OBRAZEC 4 - SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE

ZA PRAVNE OSEBE (zakonite zastopnike)
_______________________________________________________ (naziv pooblastitelja-ponudnika) dajemo soglasje naročniku, Institut »Jožef Stefan« , skladno z 77. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20), da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »State-of-the-art vrstični presevni elektronski mikroskop z ultimativno slikovno in energijsko ločljivostjo« po odprtem postopku, od Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot ponudnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.
	Podatki o pravni osebi:
	

	Polno ime podjetja:
	

	Sedež podjetja:
	

	Občina sedeža podjetja:
	

	Številka vpisa v sodni register (št. vložka):
	

	Identifikacijska številka za DDV:
	

	Matična številka:
	


	
	
	Pooblastitelj:

	
	
	

	(kraj, datum)
	(žig)
	(podpis zastopnika/pooblastitelja)


Navodila za izpolnitev: Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci in vsi podizvajalci.
OBRAZEC 5 - SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE (zakonite zastopnike)
Spodaj podpisan-a _________________________ (ime in priimek) skladno z 77. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS 86/2004), pooblaščam Institut »Jožef Stefan«, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »State-of-the-art vrstični presevni elektronski mikroskop z ultimativno slikovno in energijsko ločljivostjo«  po odprtem postopku, od Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij,Kazenska evidence, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot zakoniti zastopnik ponudnika nisem bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.
	Moji osebni podatki so naslednji:
	

	EMŠO:
	

	Ime in priimek:
	

	Datum rojstva:
	

	Kraj rojstva:
	

	Občina rojstva:
	

	Država rojstva:
	

	Naslov stalnega/začasnega
	

	bivališča:
	

	Ulica in hišna številka:
	

	Pošta in poštna številka:
	

	Državljanstvo:
	

	Moj prejšnji priimek se je glasil:
	


	
	
	Pooblastitelj:

	
	
	

	(kraj, datum)
	(žig)
	(podpis pooblastitelja)


Navodilo za izpolnjevanje: Obrazec izpolnijo vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika, partnerja v skupni ponudbi in podizvajalca ali ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. V primeru, da ima ponudnik, partner v skupni ponudbi ali podizvajalec več oseb, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, se izpolni ustrezno število soglasij.

OBRAZEC 6 – ESPD

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in vanj neposredno vnese zahtevane podatke.
Izpolnjen ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci). Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD– ostali sodelujoči«.

OBRAZEC 7 - PONUDBA               

PREDRAČUN         

	Naziv ponudnika:
	

	Naslov ponudnika:
	

	Kontaktna oseba:
	

	Elektronski naslov kontaktne osebe:
	


Na  osnovi  vaše objave javnega naročila vam  pošiljamo naslednjo ponudbo

	PONUDBO št.
	


	

	Vrsta nabave:
	
	Storitev
	X
	Blago
	
	Gradnja
	
	


	Zap. št.
	Naziv opreme
	Količina
	Cena EUR brez DDV
	Cena EUR z DDV

	1
	»State-of-the-art vrstični presevni elektronski mikroskop z ultimativno slikovno in energijsko ločljivostjo«
	1
	 
	 


	SKUPAJ EUR brez DDV
	

	DDV
	

	SKUPAJ EUR Z DDV
	


	Plačilni pogoji (plačilo računa 30 dni po izstavitvi računa):
	

	Dobavni rok: največ 90 dni od podpisa pogodbe
	

	Veljavnost ponudbe do:
	30.10.2021


V primeru naročila blaga je dostava obvezna v skladišče Instituta "Jožef Stefan".

OBVEZNA PRILOGA:

Tehnični opis in specifikacija ponujene opreme s prospekti, ponudba ponudnika s tehničnimi specifikacijami in seznamom vključenih komponent v kompletu (priložite k ostali ponudbeni dokumentaciji) ter vaš original ponudbe.

	
	
	Ponudnik:

	
	
	

	(kraj, datum)
	(žig)
	(podpis predstavnika)


OBRAZEC 8 – IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU TEHNIČNE USTREZNOSTI
Izjavljamo, da zagotavljamo zahtevano tehnično ustreznost opreme v skladu z vsemi tehničnimi zahtevami  opisa  opreme iz razpisne dokumentacije (vse zahteve v tabeli so podane kumulativno):

	ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE
	KARAKTERISTIKE PONUJENEGA BLAGA
	DOKUMENT
	STRAN

	 
	(prijavitelj mora obkrožiti ustrezno opcijo in specificirati karakteristiko, kadar je potrebno)
	(oznaka dokumenta, kateri dokazuje karakteristiko)
	(stran v dokumentu, kjer je karakteristika označena)

	1. SPLOŠNO:

	a) Sistem z zaščitnim ovojem za izolacijo akustičnih vibracij, ki omogoča delo na daljavo
	DA
	NE
	
	

	b) Zagotovljena ločljivost
	DA
	NE
	
	

	
	Garantirana ločljivost ponujene opreme:

	≤ 50 pm pri 300 kV (korektiran STEM, pri ≥ 30 pA toka)
	________ pm pri 300 kV
	
	

	≤ 60 pm pri 200 kV (korektiran STEM, pri ≥ 30 pA toka)
	________ pm pri 200 kV


	
	

	≤ 96 pm pri 80 kV (korektiran STEM, pri ≥ 30 pA toka)
	________ pm pri 80 kV
	
	

	≤ 96 pm pri 60 kV (korektiran STEM, pri ≥ 30 pA toka)
	________ pm pri 60 kV
	
	

	Informacijski limit ≤ 100 pm (pri 300 kV)
	DA
	NE
	
	

	
	________ pm pri 300 kV
	
	

	c) Korektor aberacij, ki lahko popravi A5 pri vseh pospeševalnih napetostih
	DA
	NE
	
	

	d) Korektor aberacij, ki lahko popravi A5 pri vseh pospeševalnih napetostih pri eucentrični Z-višini mizice

(dodatne točke)
	DA
	NE
	
	

	e) Mikroskop je opremljen s descan coils
	DA
	NE
	
	

	f) Velika posoda za tekoči dušik, katera zdrži do 3 dni brez ponovnega zagona krio cikla
	DA
	NE
	
	

	g) Vakuumski sistem brez olja
	DA
	NE
	
	

	h) možnost istočasnega zajema EDS in EELS
	DA
	NE
	
	

	i) Široka razdalja med polovimi čevlji objektne leče > 5 mm
	DA
	NE
	
	

	j) Vse zaslonke avtomatske in motorizirane
	DA
	NE
	
	

	k) Sistem s tremi kondenzorskimi lečami
	DA
	NE
	
	

	l) Vključene zunanje enote povezane z mikroskopom, potrebne za delovanje mikroskopa
	DA
	NE
	
	

	m) mikroskop omogoča opazovanje v TEM Lorentz načinu
	DA
	NE
	
	

	n) Lorentz način: ločljivost < 2 nm
	DA
	NE
	
	

	
	Zagotovljena ločljivost v  Lorentz načinu: 

___________ nm
	
	

	o) v TEM in STEM načinih možnost sumiranja slik s kratkim časom zajema zaradi zmanjšanega vpliva lezenja slike
	DA
	NE
	
	

	2. IZVOR ELEKTRONOV
	 

	a) Schottky-jev izvor na poljsko emisijo (katoda FEG) z visoko svetilnostjo, z monokromatorjem
	DA
	NE
	
	

	b) Delo pri vzbujevalnih napetostih od 30 kV do 300 kV
	DA
	NE
	
	

	
	Razpon vzbujevalnih napetosti:

__________kV to _______kV
	
	

	c) Dosegljiv tok žarka ≥ 20 nA
	DA
	NE
	
	

	
	Dosegljiv tok žarka:

__________ nA
	
	

	d) Reducirana svetilnost ≥ 7.5x107 A/m2.sr.V
	DA
	NE
	
	

	
	Reducirana svetilnost:

__________ A/m2.sr.V
	
	

	e) Stabilnost emisije ≤ 1.5 %/dan
	DA
	NE
	
	

	
	Emission stability:

__________ %/day
	
	

	f) Electron source spot drift ≤ 0.5 nm/min
	DA
	NE
	
	

	
	Spot drift:

__________ nm/min
	
	

	g) Popolna avtomatska centraža pri vseh vzbujevalnih napetostih
	DA
	NE
	
	

	3. MONOKROMATOR

	a) Software za avtomatsko vzbujevanje in centražo monokromatorja
	DA
	NE
	
	 

	b) Avtomatska centraža zagotovi doseganje garantiranih ločljivosti
	DA
	NE
	 
	 

	c) omogoča energijsko ločljivost elektronov žarka ≤ 0.2 eV
	DA
	NE
	
	

	
	Energijska ločljivost žarka 

___ eV
	
	

	d) omogoča energijsko ločljivost ≤ 0.3 eV za ponujen EELS spektrometer
	DA
	NE
	 
	 

	
	Energijska ločljivost z ponujenim EELS spektrometrom

______ eV
	
	

	4. STEM

	a) sistem segmentiranih STEM detektorjev z vsaj 16 segmenti
	DA
	NE
	
	

	
	Število segmentov ______
	
	

	b) BF, DF z anularno in radialno segmentiranimi področji
	DA
	NE
	
	

	c) Dodaten HAADF detektor
	DA
	NE
	
	

	d) Možnost hkratnega zajemanja do 4 STEM signalov
	DA
	NE
	
	

	
	Maksimalno število hkrati zajemanih STEM signalov ____
	
	

	e) STEM sistem vključuje live DPC/iDPC tehnike zajemanja slike
	DA
	NE
	
	

	f) Možnost zajema 4kx4k, vključen
	DA
	NE
	
	

	5. MIZICA

	a) Računalniško krmiljena 5-osna mizica
	DA
	NE
	
	

	b) naklon za standardni nosilec za vzorce z dvojnim naklonom α ≥ ±30° in β ≥ ±30°
	DA
	NE
	
	

	(dodatne točke)
	α =​​​​_____°

β =_____°
	
	

	c) za nosilec za tomografijo mikroskop omogoča naklon ≥ +/- 70°
	DA
	NE
	
	

	(dodatne točke)
	Naklon +____°

Naklon -____°
	
	

	d) kompenzacija lezenja vzorca
	DA
	NE
	
	

	e) lezenje vzorca ≤ 0,5 nm/min
	DA
	NE
	
	

	
	Lezenje vzorca _____ nm/min
	
	

	f) piezo pogon za X, Y in Z ose
	DA
	NE
	
	

	g) piezo pomik ravnine X,Y v območju ≥ 1,2 µm
	DA
	NE
	
	

	
	X piezo območje _____ µm

Y piezo območje _____ µm
	
	

	h) piezo pomik Z-ose v območju ≥ 0,2 µm
	DA
	NE
	
	

	
	Z piezo območje____ µm
	
	

	6. OSTALI DETEKTORJI

	Digitalna kamera za iskanje področja in osnovno opazovanje
	DA
	NE
	
	

	Digitalna kamera za iskanje področja in osnovno opazovanje:

a) Visokohitrostna kamera z širokim dinamičnim območjem
	DA
	NE
	
	

	Digitalna kamera za iskanje področja in osnovno opazovanje:

b) Operater lahko opazuje fluorescentni zaslon preko kamere
	DA
	NE
	
	

	Digitalna kamera za iskanje področja in osnovno opazovanje:

c) Omogoča delo z mikroskopom na daljavo
	DA
	NE
	
	

	Digitalna kamera za iskanje področja in osnovno opazovanje:

d) Adaptabilno dinamično območje: difrakcije in Kikuchijeve linije lahko opazujemo istočasno
	DA
	NE
	
	

	Digitalna kamera za iskanje področja in osnovno opazovanje:

e) Kamera omogoča izvedbo vseh centraž mikroskopa
	DA
	NE
	
	

	Pikseliran detektor:
	DA
	NE
	
	

	Pikseliran detektor:
a) Zajemanje difrakcije v vsakem pikslu STEM slike
	DA
	NE
	
	

	Pikseliran detektor:
b) Pikslov najmanj 128 x 128
	DA
	NE
	
	

	
	Pikslov: ____________
	
	

	Pikseliran detektor:
c) Velikost piksla ≥ 150 µm
	DA
	NE
	
	

	
	Velikost piksla ______ µm
	
	

	Pikseliran detektor:
d) hitrost: do 1100 fps
	DA
	NE
	
	

	
	Maksimalna hitrost ______ fps
	
	

	Pikseliran detektor:
e) kompatibilen z ostalimi detektorji
	DA
	NE
	
	

	Pikseliran detektor:
f) živa STEM sintetizirana slika
	DA
	NE
	
	

	Pikseliran detektor:
g) razmerje signal/šum > 140 pri 200 keV
	DA
	NE
	
	

	
	S/N ratio at 200 kV _______
	
	

	Pikseliran detektor:
h) DQE(0) ≤ 0.94 pri 300 kV
	DA
	NE
	
	

	
	DQE pri 300 kV ______
	
	

	Pikseliran detektor:
i) Dinamično območje 106/1 pri 200 kV
	DA
	NE
	
	

	
	Dinamično območje pri 200 kV_____
	
	

	CMOS kamera montirana spodaj kolone
	DA
	NE
	
	

	CMOS kamera montirana spodaj kolone: 

a) Senzor 4kx4k CMOS
	DA
	NE
	
	

	CMOS kamera montirana spodaj kolone: 

b) Velikost piksla najmanj 14 µm
	DA
	NE
	
	

	
	Velikost piksla: _______ µm
	
	

	CMOS kamera montirana spodaj kolone:
c) Hitrost zajema vsaj:

40 fps pri 4kx4k

300 fps pri 512x512
	DA
	NE
	
	

	
	hitrost zajema:

pri 4kx4k_____fps

pri 512x512_____fps
	
	

	CMOS kamera montirana spodaj kolone:
d) Kamera je popolnoma vgrajena v programsko opremo za upravljanje mikroskopa
	DA
	NE
	
	

	CMOS kamera montirana spodaj kolone:
omogočena rotacija žive TEM slike

(dodatne točke)
	DA
	NE
	
	

	7. EDS SISTEM

	a) Visokoobčutljiv EDS sistem z več SDDji
	DA
	NE
	
	

	b) Sposobnost detekcije vseh elementov vse do in vključno z borom
	DA
	NE
	
	

	c) Ločljivost ≤ 136 eV for Mn-Kα at 10 kcps
	DA
	NE
	
	

	
	Ločljivost for Mn-Kα at 10 kcps_____ eV
	
	

	d) Razmerje pik:ozadje ≥ 4000
	DA
	NE
	
	

	
	Razmerje pik:ozadje ____
	
	

	e) Hole count < 1%
	DA
	NE
	
	

	
	Hole count ____%
	
	

	f) Manj kot 1% lažnih pikov
	DA
	NE
	
	

	
	Lažnih pikov  ____ %
	
	

	g) Output count rate sistema ≥ 800 kcps
	DA
	NE
	
	

	
	Output count rate sistema ______ kcps
	
	

	SDDji:

h) Parametri (output read-out, dead time…) vsakega posameznega SDDja pokazani v programski opremi
	DA
	NE
	
	

	i) SDDs: 

Nameščeni v koloni, brez potrebe vstavljanja/izvlečevanja

(dodatne točke)
	DA
	NE
	
	

	j) Simetričen EDS system ki zagotavlja enako učinkovost sbiranja rentgenskih žarkov za stran naklona +α in -α 
	DA
	NE
	
	

	k) Kot odvzema ≥ 0.7 sr
	DA
	NE
	
	

	
	Kot odvzema _____ sr
	
	

	l) Programska oprema za EDS sistem, ki je popolnoma integrirana v programsko opremo za upravljanje mikroskopa
	DA
	NE
	
	

	m) Možnost dostopa do spektra od vsakega skena
	DA
	NE
	
	

	n) (dodatne točke)
	Največja velikost mape, za katero je možno dostopati do spektra od vsakega skena _____
	
	

	o) (dodatne točke)
	Največji čas zajema mape, za katero je možno dostopati do spektra od vsakega skena _____ min
	
	

	8. EELS

	a) Garantirana energijska ločljivost spektrometra ≤ 0.3 eV pri ekspoziciji 1 s, 300 kV
	DA
	NE
	
	

	
	Energijska ločljivost pri expoziciji 1s, 300 kV _____ eV
	
	

	9. NOSILCI

	a) Single tilt nosilec za slikanje, dobavljen
	DA
	NE
	
	

	b) Double tilt nosilec za EDS, dobavljen
	DA
	NE
	
	

	10. RAČUNALNIŠKA IN PROGRAMSKA OPREMA

	a) Mikroskop je dobavljen s potrebno ustrezno zmogljivo računalniško enoto/enotami, zasloni in pripadajočim grafičnim vmesnikom
	DA
	NE
	
	

	11. OSTALO

	a) Dobava možna do konca septembra 2021
	DA
	NE
	
	

	b) Instalacija dokončana do konca novembra 2021
	DA
	NE
	
	

	c) Integrirani servisni modul za dostop na daljavo, za centražo in diagnostiko

(dodatne točke)
	DA
	NE
	
	

	12. SAMOSTOJEN SISTEM ZA PLAZEMSKO ČIŠČENJE

	a) Integriran system za plazemsko čiščenje za SEM in TEM nosilce in vzorce
	DA
	NE
	
	

	b) Vgrajen bakeout in shranjevanje TEM nosilcev
	DA
	NE
	
	

	c) Minimalno število TEM nosilcev shranjenih v visokem vakuumu ≥ 3
	DA
	NE
	
	

	
	Najvišje možno število TEM nosilcev shranjenih v visokem vakuumu _____
	
	

	d) Razpon moči od ≤ 2 W do ≥ 65 W
	DA
	NE
	
	

	
	Razpon moči od _____W do ______W
	
	

	e) Velikost komore ≥ 6,5 x 3,5 cm (premer x višina, ali primerljivo)
	DA
	NE
	
	

	
	Premer komore_____ cm

Višina komore _____ cm
	
	

	f) Plini za čiščenje:

O2
Ar
	DA
	NE
	
	

	g) Sistem je dobavljen s potrebno ustrezno zmogljivo računalniško enoto/enotami, zasloni in pripadajočim grafičnim vmesnikom
	DA
	NE
	
	

	h) Dobava možna do konca septembra 2021
	DA
	NE
	
	

	i) Instalacija dokončana do konca novembra 2021
	DA
	NE
	
	

	13. IONSKI ŽAREK ZA PRIPRAVO VZORCEV

	a) Operativen v visokem vakuumu
	DA
	NE
	
	

	b) Posebej nizka energija ionskega izvora od ≤ 50 eV
	DA
	NE
	
	

	c) Operativna napetost do ≥ 2 kV
	DA
	NE
	
	

	
	Operativna napetost od ____eV do ____ kV 
	
	

	d) Način zajemanja slike za opazovanje vzorca s fokusiranim ionskim žarkom
	DA
	NE
	
	

	e) Everhart-Thornley-jev detector za opazovanje SE signala povzročenega z ioni
	DA
	NE
	
	

	f) Namenjen čiščenju vzorcev pripravljenih na FIB ali klasično
	DA
	NE
	
	

	g) krio hlajenje vključeno
	DA
	NE
	
	

	h) premer snopa je lahko tudi samo 1 µm
	DA
	NE
	
	

	
	Minimalni premer žarka ____ µm
	
	

	i) avtomatska predkomoro za hitro menjavo vzorcev
	DA
	NE
	
	

	j) Sistem je dobavljen s potrebno ustrezno zmogljivo računalniško enoto/enotami, zasloni in pripadajočim grafičnim vmesnikom
	DA
	NE
	
	

	k) Dobava možna do konca septembra 2021
	DA
	NE
	
	

	l) Instalacija dokončana do konca novembra 2021
	DA
	NE
	
	

	OSTALE ZAHTEVE
	
	
	

	a)   Sistem je označen CE
	
	DA
	NE

	b)   Priložena naj bo dokumentacija in priročniki, vključno z navodili za vzdrževanje opreme za doseganje vseh zahtevanih karakteristik v tiskani ali elektronski obliki, v angleškem ali slovenskem jeziku
	
	DA
	NE

	c)   Cena naj vključuje prevoz, instalacijo in izobraževanje; ponudba naj vključuje vse potovalne in nastanitvene stroške
	
	DA
	NE

	e)   Ponudnik je zadolžen za tehnično pomoč in servis  
	
	DA
	NE

	e)   Tehnična podpora in pomoč na daljavo preko telefona in e-maila
	
	DA
	NE


	GARANCIJA IN POGARANCIJSKA PODPORA

	a)   Garancija najmanj 1 leto, velja za vso opremo, razen za potrošni material
	DA
	NE

	b)   Odzivni čas za odpravo napake največ 2 delovna dneva, za popravilo inštrumentaworking days from reporting error via phone or e-mail in največ 7 dni od prijave napake po telefonu ali elektronski pošti
	DA
	NE

	c)   Po preteku garancijskega obdobja je ponudnik proti plačilu dolžan zagotavljati pogarancijsko podporo vsaj 10 let od datuma zaključka instalcije, to je nadomestne dele in servisno vzdrževanje dobavljene opreme
	DA
	NE


To potrdilo je sestavni del in priloga prijave na javno naročilo »State-of-the-art vrstični presevni elektronski mikroskop z ultimativno slikovno in energijsko ločljivostjo«.

Opomba naročnika: 
Vlagatelj mora navesti značilnosti ponujenih izdelkov in jih zapisati na manjkajoča polja in predložiti ustrezne dokumente, tehnično poročilo o testu, prospekte ali potrdila s strai proizvajalca blaga, ki izkazujejo navedene karakteristike in v teh dokumentih označi, kje je vidno izpolnjevanje posameznega pogoja.

	
	
	Ponudnik:



	
	
	

	(kraj, datum)
	(žig)
	(podpis predstavnika)




OBRAZEC 9 – VZOREC POGODBE

	Naročnik:
	Dobavitelj:

	IJS V angl.jeziku: JSI

INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl. jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenija

Jamova cesta 39

1000 Ljubljana

ki ga zastopa 

prof. dr. BOŠTJAN ZALAR, direktor
	ki ga zastopa

                       , direktor/ica

	Davčna številka: SI55560822
	Davčna številka: SI 

	Matična številka :5051606000
	Matična številka: 

	IBAN: SI56 0110 0603 0344 242, UJP
	IBAN: SI56 

	Številka pogodbe naročnika: 
	Številka pogodbe ponudnika: 


se dogovorita in skleneta naslednjo

	POGODBO O DOBAVI State-of-the-art vrstičnEGA presevnEGA elektronskEGA mikroskopA z ultimativno slikovno in energijsko ločljivostjo


UVODNE DOLOČBE
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel odprti postopek na osnovi določil Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018; v nadaljevanju ZJN-3) za: »State-of-the-art vrstični presevni elektronski mikroskop z ultimativno slikovno in energijsko ločljivostjo«.
Dobavitelj je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi javnega naročila, ki ga je naročnik objavil na Portalu javnih naročil 18.05.2021, pod številko objave [image: image9.png]


 JN003186/2021-B01, [image: image10.png]


 2021/S 096-250569.
S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila. Sestavni del te pogodbe so pogoji, določeni z razpisno dokumentacijo in ponudbene dokumentacije vključno z vso tehnično dokumentacijo.
Ponudba izvajalca je št.        z dne        je sestavni del te pogodbe.

VREDNOST POGODBE

2. člen

Vrednost navedene opreme  znaša:  

	Naziv opreme
	Količina
	Cena EUR brez DDV
	DDV
	Cena EUR z DDV

	State-of-the-art vrstični presevni elektronski mikroskop z ultimativno slikovno in energijsko ločljivostjo
	1
	 
	 
	


DOBAVNI ROK

3. člen

Za blago, ki je predmet te pogodbe, je rok dobave       (največ 90 dni) od dneva podpisa pogodbe.

Dobavitelj se obvezuje, da bo organiziral brezplačni lastni prevoz opreme. Stroški p
revoza in transportnega zavarovanja so vključeni v ceno navedeno v 2. členu te pogodbe. Dobavitelj mora naročnika obvestiti (preko telefaksa, e-pošte, pisno ali po telefonu) vsaj 3 delovne dni pred nameravano dobavo.

Naročnik se obvezuje podpisati primopredajni zapisnik po ugotovitvi, da je funkcionalna postavitev pravilno dobavljene opreme brezhibno opravljena.

Dobavitelj bo poskrbel za dobavo opreme sam s strokovno usposobljenimi sodelavci ali s podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico kadarkoli preveriti, delavci kateregakoli podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.  

NAČIN PLAČILA

4. člen

Naročnik je dolžan izvršiti plačilo računa za blago oz. opremo v roku 30 dni od izstavitve pravilno izstavljenega računa. 

V skladu z   dogovorom nakupu in skupni uporabi »State-of-the-art vrstični presevni elektronski mikroskop z ultimativno slikovno in energijsko ločljivostjo« med Institutom Jožef Stefan, Kemijskem inštitutu in Inštituom za kovinske materiale in tehnologije bo dobavitelj izdal ločene račune, in sicer:

· Institutu Jožef Stefan bo po dobavi izdal račun - 90 % nabavne vrednosti opreme  EUR z DDV.

· Kemijskemu inštitutu bo izdal račun v mesecu januarju 2022, in sicer 5 % nabavne vrednosti opreme  EUR z DDV, vendar največ 173.000 EUR brez DDV oz. 211.060 EUR z DDV.
· Inštitu za kovinske materiale in tehnologije bo izdal račun v mesecu januarju 2022, in sicer 5 % nabavne vrednosti opreme  EUR z DDV.

Stranki sta sporazumni, da mora naročnik v primeru zamude plačati zakonite zamudne obresti.

PREVZEM BLAGA 

5. člen

Prevzem opreme se opravi s prevzemnim zapisnikom (PRILOGA 1), ki ga na podlagi pravilno izročene količinsko in kakovostno ustrezne opreme ter spremljajočih listin podpišejo predstavniki dobavitelja in predstavnika naročnika.

Dobavitelj mora hkrati z opremo ob prevzemu naročniku izročiti tudi naslednjo spremno dokumentacijo(:

· Račun

· Dobavnica (s seznamom in količino dobavljenih component, podatki o teži)

· Tehnično dokumentacijo z navodili za uporabo
· Primopredajni zapisnik 

JAMSTVA DOBAVITELJA IN ODGOVORNOST

6. člen

Nevarnost uničenja ali poškodovanja opreme preide z dobavitelja na naročnika z izročitvijo opreme naročniku.

Dobavitelj naročniku jamči:
· da je oprema nova, nerabljena in da nima napak,
· da oprema deluje brezhibno in popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile podane s strani naročnika, 
· da bodo dodatne aktivnosti v zvezi z dobavljeno opremo (instalacija in izobraževanje) izvedene strokovno,
· da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na opremo, dobavitelj pa brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na opremo.
Dobavitelj daje naročniku garancijo za kvaliteto in delovanje opreme najmanj v enakem obsegu kot  jih nudi proizvajalec opreme dobavitelju, to je ……….. let od dneva prevzema opreme.
Dobavitelj mora v garancijskem roku zagotavljati dežurno službo, ki zagotavlja odzivni čas servisa po elektronski pošti ali telefonu dva delovna dneva po prejemu obvestila. V kolikor je potrebno popravilo opreme, ga mora dobavitelj zagotoviti v 7 delovnih dneh po prijavi napake.
ODPRAVA NAPAKE IN ZAGOTAVLJANJE REZERVNIH DELOV

7.člen

Dobavitelj se zaveže, da bo za odpravo napake dobavljenega blaga v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške, vključno s prevoznimi stroški na posamezno lokacijo. Za čas obvestila se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do dobavitelja na številko ali e-pošto, navedeno v tej pogodbi, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo blaga.

Dobavitelj se zavezuje, da bo vsaj 10 let zagotavljal rezervne dele. V primeru neizpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka je dobavitelj dolžan naročniku povrniti vse dodatne stroške in škodo, ki bi jih naročnik zaradi tega utrpel.

VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE OPREME

8. člen    

Vzdrževanje se izvaja v naprej določenih obdobjih skladno s proizvajalčevimi navodili in priporočili z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme. Opravlja se v času garancije in po poteku garancije. Cena vključuje material, delo, dnevnice in kilometrino.

Servisiranje so storitve popravil, ki se izvršijo v primeru okvare opreme na podlagi naročnikovega naročila po preteku garancijske dobe. Servisne storitve so namenjene vzpostavitvi takega stanja opreme, v katerem oprema opravlja svojo predvideno funkcijo. Servisno vzdrževanje se obračunava po dejansko porabljenem času in materialu. S stroški servisiranja je naročnik predhodno seznanjen.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

9. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun dobavitelja naročniku oz. pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro dobavitelja, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

· pridobitev tega posla ali 

· za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

· za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti

· ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam,

je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi republike Slovenije.

PREDČASNA ODPOVED POGODBE

10. člen
Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti do dobavitelja in brez odpovednega roka, če dobavitelj:
· ne upošteva vseh zahtev naročnika in le-teh kljub opozorilu ne izpolni,
· poviša cene v času veljavnosti pogodbe,
· ne izvaja predmeta pogodbe v dogovorjeni kvaliteti ali v dogovorjenih rokih,
· ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz pogodbe,
· v drugih primerih in obsegu, določenimi v tej pogodbi.
Naročnik bo dobavitelja obvestil o odstopu z odstopno izjavo, poslano s priporočenim pismom po pošti. Odstop od pogodbe velja od datuma prejema pisnega obvestila o odstopu v kolikor naročnik v izjavi ne zapiše kasnejši datum prenehanja veljavnosti pogodbe. V kolikor dobavitelju pošiljke z odstopno izjavo iz kakršnegakoli razloga ni mogoče vročiti, preneha pogodba veljati z dnem, ko je bila pošiljka oddana na pošti. Dobavitelj v tem primeru ni upravičen do kakršnekoli odškodnine ali do kakršnegakoli drugega zahtevka. 
Dobavitelj ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil pogodbe s strani naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti. 
V primeru odstopa od pogodbe sta stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom.

                                                                   RAZVEZNI POGOJ

11. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

· če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali 

· če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

· plačilom za delo, 

· delovnim časom, 

· počitki, 

· opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno 

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. 

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

KONČNE DOLOČBE

12. člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki določili po doseženem predhodnem sporazumu z aneksi k tej pogodbi.

Morebitna nesoglasja pri izvajanju te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno.

V primeru spora, ki ga pogodbeni stranki ne bi mogli razrešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Pogodba velja z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme en (1) izvod.
	Naročnik:
	
	Dobavitelj:

	IJS V angl.jeziku: JSI
	
	

	Direktor:
	
	Direktor:

	
	
	

	prof. dr. BOŠTJAN ZALAR
	
	

	Datum: 
	
	Datum:


Izjavljamo, da sprejemamo format vzorca pogodba.

	
	
	Ponudnik:

	
	
	

	

(kraj, datum)
	(žig)
	(podpis predstavnika)


Priloga 1: Prevzemni zapisnik za javno naročilo
»State-of-the-art vrstični presevni elektronski mikroskop z ultimativno slikovno in energijsko ločljivostjo«
	PONUDNIK:
	

	Naziv:
	

	Naslov:
	

	Identifikacijska številka:
	

	Matična številka:
	

	Transakcijski račun:
	

	Številka pogodbe:
	


	Na osnovi DOBAVNICE št. 
	
	z dne
	
	se izvede:


	PREVZEMNI ZAPISNIK
	* št.
	

	* št. prevzema izstavi skladišče
	kraj: 
	

	
	datum:
	


	Vrsta 
	
	Storitev
	
	Material
	x
	Oprema
	
	Gradnja

	prevzema
	
	
	
	
	
	
	
	


	Dostava:
	x
	Ponudnik
	
	Prevoz IJS
	
	Ostalo, navedi: 
	


	Št.
	Ugotovitev
	
	DA
	
	NE

	1
	Vse naročene komponente ali dela so dobavljena in inštalirana
	
	
	
	

	2
	Kvaliteta dobavljenih komponent in/ali del ustreza tehničnim specifikacijam naročila
	
	
	
	

	3
	Dobavljena je ustrezna količina posameznih komponent ali delov
	
	
	
	

	4
	Priložena je vsa zahtevana ali potrebna dokumentacija
	
	
	
	

	5
	Priloženi so vsi priročniki z navodili za uporabo
	
	
	
	

	6
	Izvedena so ostala zahtevana preverjanja pri prevzemu (QA)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Glede na zgoraj naštete ugotovitve, je prevzem opravljen:
	
	
	
	


Dodaten komentar:

	

	

	


Ponudnik prejme kopijo podpisanega obrazca o prevzemu.

	Ponudnik:
	
	Institut “Jožef Stefan”

	
	
	

	(ime in priimek)

Predstavnik ponudnika
	
	 (ime in priimek)

Oseba, zadolžena za nabavo


PRILOGA 2: IZJAVA  S PODATKI O  UDELEŽBI FIZIČNIH  IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom 
Podatki o naročniku/naročilu

	Naročnik
	IJS V angl.jeziku: JSI

INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl. jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenija

Jamova cesta 39

1000 Ljubljana

	Oznaka naročila
	JN25/21

	Predmet naročila
	State-of-the-art vrstični presevni elektronski mikroskop z ultimativno slikovno in energijsko ločljivostjo


Podatki o ponudniku

	Naziv ponudnika:
	

	Matična številka:
	

	Davčna številka:
	

	Zakoniti zastopnik ponudnika:
	


Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ( Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20) t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov, spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika izjavljam, 

1.1. da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno s tihimi družbeniki:

	Št.
	Ime in priimek
	Naslov stalnega prebivališča
	Delež lastništva v %

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


1.2. da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe: 

	Št.
	Naziv in sedež pravne osebe
	Matična številka
	Delež lastništva v %

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

	Št.
	Ime in priimek
	Naslov stalnega prebivališča
	Delež lastništva v %

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


1.3. da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

	Zap. št.
	Naziv in sedež gospodarskega subjekta
	Matična številka

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	…
	
	


pri čemer je v medsebojnem razmerju z naslednjo pravno osebo:

	Št.
	Naziv in sedež pravne osebe
	Matična številka
	Povezana na način

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


Izjavljam, da sem kot fizične osebe – udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

· vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

· vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugačno bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih in pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba/naročilo/okvirni sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi ima za posledico ničnost pogodbe/naročila/okvirnega sporazuma. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

* Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G, Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012) ukinja tihe družbe, ki po samem zakonu prenehajo obstajati z dnem, ko začne veljati zakon, to je dne 28. 7. 2012. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.

	
	
	Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika:

	
	
	

	(kraj, datum)
	(žig)
	(podpis zakonitega zastopnika ponudnika)


Priloga 3: tehnične specifikacije ENglish

State-of-the-art scanning transmission electron microscope with ultimate imaging and energy resolution
3.1 TECHNICAL DESCRIPTION OF THE PUBLIC TENDER SUBJECT

The subject of the public tender is supply and installation of the state-of-the-art ultra high-resolution scanning transmission electron microscope (STEM) with high-brightness Schottky field emitter gun and monochromator with a tunable energy resolution range, operated in the wide accelerating voltage range of 30 to 300 kV, with aberration corrector which corrects A5 aberrations for ultimative resolution in STEM mode and high-sensitivity EDS system. The microscope includes possibility of remote operation. Equipment allows high quality in-situ studies with wide gap objective lens pole-piece and fast detectors.

3.1.1 TECHNICAL CHARACTERISTICS

3.1.1.1 ITEM 1

STEM must have the following characteristics/includes:

14. GENERAL

· System with acoustic enclosure allowing remote operation

· guaranteed resolution:

· ≤ 50 pm at 300 kV (corrected STEM, at ≥ 30 pA current)

· ≤ 60 pm at 200 kV (corrected STEM, at ≥ 30 pA current)

· ≤ 96 pm at 80 kV (corrected STEM, at ≥ 30 pA current)

· ≤ 96 pm at 60 kV (corrected STEM, at ≥ 30 pA current)

· Information limit ≤ 100 pm (at 300 kV)

· probe corrector that can correct A5 at all accelerating voltages 

· microscope is equipped with descan coils

· large liquid nitrogen dewar lasting up to 3 days without the need of starting the cryo cycle in between

· Oil-free vacuum system

· Possibility of simultaneous EDS and EELS acquisition

· Wide objective lens pole-piece gap > 5 mm

· All apertures are automatic and motor-driven

· 3 condensors system

· necessary peripherals for operation of the whole system

· microscope is equipped for imaging in TEM Lorentz mode

· resolution < 2 nm

· possibility for summing frames with short acquisition times in TEM and STEM imaging modes to minimize drift effects

15. ELECTRON SOURCE

· High-brightness Schottky field-emission gun with monochromator

· Operation at accelerating voltages from 30 kV to 300 kV

· Achievable beam current ≥ 20 nA
· Reduced brightness ≥ 7.5x107 A/m2.sr.V

· Emission stability ≤ 1.5 %/day

· Electron source spot drift ≤ 0.5 nm/min

· Automatic full alignment at all HTs

16. MONOCHROMATOR

· automated monochromator excitation and alignment software

· automatic alignment delivers the guaranteed resolutions

· allows ≤ 0.2 eV electrons energy spread at the probe

· allows ≤ 0.3 eV energy resolution with the offered spectrometer

17. STEM

· STEM detection with detection system with at least 16 segments

· BF, DF with annular and radial segmentations
· Additional HAADF detector

· Acquisition with up to 4 STEM signals simultaneously

· The STEM system includes the live DPC/iDPC imaging techniques

· Possibility of 4kx4k acquisition included

18. STAGE

· Computerized 5-axis stage

· Microscope allows tilt α ≥ ±30° and β ≥ ±30° with regular double tilt holder

· Microscope allows tilt ≥ +/- 70°tilt for tomography holder

· Specimen drift compensation

· Specimen drift ≤ 0.5 nm/min

· Piezo driven along X, Y and Z axis

· Piezo X,Y-plane movement range ≥ 1.2 µm

· Z-axis piezo movement range ≥ 0.2 µm

19. DETECTORS

· Digital search and view camera

· High speed, large-dynamic range camera

· Does not require the operator to directly observe the fluorescent screen

· Allows the remote operation of the microscope

· Adaptable dynamic range: diffraction spots and Kikuchi lines can be observed at the same time

· Camera for all microscope alignments

· Pixelated detector

· capable of acquisition of the diffraction pattern at each pixel of a STEM image

· Pixels at least 128 x 128

· Pixel size ≥ 150 µm

· Speed: up to 1100 fps

· Compatible with other detectors

· Live synthesized STEM image

· S/N ratio > 140 at 200 keV

· DQE(0) ≤ 0.94 at 300 kV

· Dynamic range 106/1 at 200 kV

· CMOS bottom mount camera

· Sensor 4kx4k CMOS

· Pixel size at least 14 µm

· readout speed at least:

· 40 fps at 4kx4k

· 300 fps at 512x512

· Camera is fully embedded in the microscope control software

20. EDS system

· High sensitivity EDS system with multiple SDDs

· Ability to detect all elements down to and including boron

· resolution ≤ 136 eV for Mn-Kα at 10 kcps

· Peak to background ratio ≥ 4000

· Hole count < 1%

· Less than 1% of spurious peaks

· Output count rate of the system ≥ 800 kcps

· SDDs

· individual output read-out and dead time of each SDD displayed by operation software

· Symmetric EDS detection system providing the same X-ray collection efficiency for -α and +α side of the tilt

· Solid angle ≥ 0.7 sr

· Software for EDS detection system which is fully integrated to the main microscope operation software

· Ability to access the spectrum from each scan
21. EELS

· Guaranteed energy spread ≤ 0.3 eV at 1 s exposure @ 300 kV 

22. HOLDERS

· Single tilt holder for imaging supplied 

· Double tilt holder for EDS supplied

23. PC & SOFTWARE

· The microscope must be supplied with necessary high-performance PC unit(s), screens and corresponding user interface

24. OTHER

· Delivery possible by the end of September 2021

· Installation complete by the end of November 2021

3.1.1.2 ITEM 2

25. STAND ALONE PLASMA CLEANER

· Integrated plasma cleaning system for SEM and TEM holders and samples

· Built-in bakeout and storage of TEM holders

· Minimum number of TEM holders under high vacuum ≥ 3

· Power range as low as ≤ 2 W and as high as ≥ 65 W

· Chamber size ≥ 6.5 x 3.5 cm (diameter x height, or equivalent)

· Cleaning gases:

· O2
· Ar

· The instrument must be supplied with necessary high-performance PC unit(s), screens and corresponding user interface

· Delivery possible by the end of September 2021

· Installation complete by the end of November 2021

3.1.1.3 ITEM 3

26. ION BEAM FOR SAMPLE PREPARATION

· Operation in high vacuum

· Ultra low energy ion source: operating voltage as low as ≤ 50 eV

· Operating voltage up to ≥ 2 kV

· Imaging mode to view sample with focused ion beam

· Everhart-Thornley detector for viewing ion-induced SE signal

· Dedicated for cleaning after FIB and classically prepared samples as well

· Option of cryogenic cooling included

· Possibility of beam diameter as small as 1 µm

· Automatic load-lock for quick specimen exchange

· The instrument must be supplied with necessary high-performance PC unit(s), screens and corresponding user interface

· Delivery possible by the end of September 2021

· Installation complete by the end of November 2021

3.1.2. OTHER REQUIREMENTS:

· The equipment must be CE compatible

· Documentation and manuals including procedures to maintain the machine working at the required characteristics, in printed or electronic form, in English or Slovene language must be attached

· As an attachment to OBRAZEC 4.2, the bidder must provide corresponding documents: leaflets, official product specifications or producer's disclaimer of technical specifications; to prove required characteristics and mark where the required characteristic can be found; document and a page then must be filled in the OBRAZEC 4.2

· Price must include delivery charges, installation and training; offer must include all costs connected with traveling and accommodation; 

· Training: for all the supplied systems and softwares

· The bidder is responsible for technical support and service 
· Technical support and remote help by phone and electronic mail 
· Warranty and Out-of-warranty support:

· Warranty at least 1 year, on all parts, excluding consumables

· Service response time accessible within 2 working days, for repair of equipment intervention starts within 7 working days from reporting error via phone or e-mail
· After the warranty is over, the bidder must assure, against payment, the out-of warranty support at least for 10 years from the finished installation, i.e., spare parts, service and maintenance of the delivered equipment
2.14.1  ADDITIONAL CRITERIA

	Največje območje premikov mizice ( in ( od ponujenih

The largest stage ( and ( movements range from offered
	+5 točki/points

	Integrirani servisni modul za dostop na daljavo, za centražo in diagnostiko

Integrated remote service module for alignment and diagnostics
	+10 točk/points

	4kx4k CMOS kamera: omogočena rotacija žive TEM slike
4kx4k CMOS camera: live TEM image rotation capability
	+5 točk/points

	EDS SDD detektorji: Nameščeni v koloni, brez potrebe vstavljanja/izvlečevanja
EDS SDD detectors: in-column without the need for insertion/retraction
	+5 točk/points

	Korektor aberacij, ki lahko popravi A5 pri vseh pospeševalnih napetostih pri eucentrični Z-višini mizice

Correcting A5 at all HTs at the eucentric Z-height of the stage
	+5 točk/points

	EDS: Možnost dostopa do spektra od vsakega skena za največje mape od ponujenih

EDS: Access to the spectrum from each EDS scan for the largest maps sizes from offered
	+ 2 točki/points

	EDS: Možnost dostopa do spektra od vsakega skena za najdaljše čase zajema map (najdaljši od ponujenih)

EDS: Access to the spectrum from each EDS scan for typical measurement duration of maps (the longest from offered)
	+ 2 točki/points


	REQUIRED CHARACTERISTICS
	CHARACTERISTICS OF THE OFFERED GOODS
	DOCUMENT
	PAGE

	 
	(the bidder must circle the suitable option and specify the characteristic, where requested)
	(mark of the document, which shows the characteristic)
	(page in the document, where the characteristic is marked)

	1. GENERAL:

	p) System with acoustic enclosure allowing remote operation
	YES
	NO
	
	

	q) Guaranteed resolution
	YES
	NO
	
	

	
	Guaranteed resolution of the offered equipment:

	≤ 50 pm at 300 kV (corrected STEM, at ≥ 30 pA current)
	________ pm at 300 kV
	
	

	≤ 60 pm at 200 kV (corrected STEM, at ≥ 30 pA current)
	________ pm at 200 kV


	
	

	≤ 96 pm at 80 kV (corrected STEM, at ≥ 30 pA current)
	________ pm at 80 kV
	
	

	≤ 96 pm at 60 kV (corrected STEM, at ≥ 30 pA current)
	________ pm at 60 kV
	
	

	Information limit ≤ 100 pm (at 300 kV)
	YES
	NO
	
	

	
	________ pm at 300 kV
	
	

	r) probe corrector for A5 at all accelerating voltages 
	YES
	NO
	
	

	s) Correcting A5 at all HTs at the eucentric Z-height of the stage

(additional points)
	YES
	NO
	
	

	t) microscope is equipped with descan coils
	YES
	NO
	
	

	u) large liquid nitrogen dewar lasting up to 3 days without the need of starting the cryo cycle in between
	YES
	NO
	
	

	v) Oil-free vacuum system
	YES
	NO
	
	

	w) Possibility of simultaneous EDS and EELS acquisition
	YES
	NO
	
	

	x) Wide objective lens pole-piece gap > 5 mm
	YES
	NO
	
	

	y) All apertures are automatic and motor-driven
	YES
	NO
	
	

	z) 3 condensors system
	YES
	NO
	
	

	aa) necessary peripherals for operation of the whole system
	YES
	NO
	
	

	ab) microscope is equipped for imaging in TEM Lorentz mode
	YES
	NO
	
	

	ac) Lorentz mode resolution < 2 nm
	YES
	NO
	
	

	
	Guaranteed Lorentz mode resolution: 

___________ nm
	
	

	ad) possibility for summing frames with short acquisition times in TEM and STEM imaging modes to minimize drift effects
	YES
	NO
	
	

	2. ELECTRON SOURCE
	 

	h) High-brightness Schottky field-emission gun with monochromator
	YES
	NO
	
	

	i) Operation at accelerating voltages from 30 kV  to 300 kV
	YES
	NO
	
	

	
	Accelerating voltages range:

__________kV to _______kV
	
	

	j) Achievable beam current ≥ 20 nA
	YES
	NO
	
	

	
	Achievable beam current:

__________ nA
	
	

	k) Reduced brightness ≥ 7.5x107 A/m2.sr.V
	YES
	NO
	
	

	
	Reduced brightness:

__________ A/m2.sr.V
	
	

	l) Emission stability ≤ 1.5 %/day
	YES
	NO
	
	

	
	Emission stability:

__________ %/day
	
	

	m) Electron source spot drift ≤ 0.5 nm/min
	YES
	NO
	
	

	
	Spot drift:

__________ nm/min
	
	

	n) Automatic full alignment at all HTs
	YES
	NO
	
	

	3. MONOCHROMATOR

	e) Automated monochromator excitation and alignment software
	YES
	NO
	
	 

	f) automatic alignment delivers the guaranteed resolutions
	YES
	NO
	 
	 

	g) allows ≤ 0.2 eV electrons energy spread at the probe
	YES
	NO
	
	

	
	Energy spread at probe _____eV
	
	

	h) allows ≤ 0.3 eV energy resolution with the offered EELS spectrometer
	YES
	NO
	 
	 

	
	Energy resolution with EELS spectrometer

______ eV
	
	

	4. STEM

	g) STEM detection with detection system with at least 16 segments
	YES
	NO
	
	

	
	Number of segments ______
	
	

	h) BF, DF with annular and radial segmentations 
	YES
	NO
	
	

	i) Additional HAADF detector
	YES
	NO
	
	

	j) Acquisition with up to 4 STEM signals simultaneously
	YES
	NO
	
	

	
	Number of STEM signals acquirable simultaneously ____
	
	

	k) The STEM system includes the live DPC/iDPC imaging techniques
	YES
	NO
	
	

	l) Possibility of 4kx4k acquisition included
	YES
	NO
	
	

	5. STAGE

	a) Computerized 5-axis stage
	YES
	NO
	
	

	b) Microscope allows tilt α ≥ ±30° and β ≥ ±30° with regular double tilt holder
	YES
	NO
	
	

	(additional points)
	α =​​​​_____°

β =_____°
	
	

	c) Microscope allows tilt ≥ +/- 70°tilt for tomography holder
	YES
	NO
	
	

	(additional points)
	Tilt +____°

Tilt -____°
	
	

	d) Specimen drift compensation
	YES
	NO
	
	

	e) Specimen drift ≤ 0.5 nm/min
	YES
	NO
	
	

	
	Specimen drift _____ nm/min
	
	

	f) Piezo driven along X, Y and Z axis
	YES
	NO
	
	

	g) Piezo X,Y-plane movement range ≥ 1.2 µm
	YES
	NO
	
	

	
	X piezo range _____ µm

Y piezo range _____ µm
	
	

	h) Z-axis piezo movement range ≥ 0.2 µm
	YES
	NO
	
	

	
	Z-axis piezo range____ µm
	
	

	6. DETECTORS

	Digital search and view camera
	YES
	NO
	
	

	Digital search and view camera:

f) High speed, large-dynamic range camera
	YES
	NO
	
	

	Digital search and view camera:

g) Does not require the user to directly observe the fluorescent screen
	YES
	NO
	
	

	Digital search and view camera:

h) Allows the remote operation of the microscope
	YES
	NO
	
	

	Digital search and view camera:

i) Adaptable dynamic range: diffraction spots and Kikuchi lines can be observed at the same time
	YES
	NO
	
	

	Digital search and view camera:

j) Camera for all microscope alignments
	YES
	NO
	
	

	Pixelated detector:
	YES
	NO
	
	

	Pixelated detector:
j) capable of acquisition of the diffraction pattern at each pixel of a STEM image
	YES
	NO
	
	

	Pixelated detector:
k) Pixels at least 128 x 128
	YES
	NO
	
	

	
	Pixels: ____________ 
	
	

	Pixelated detector:
l) Pixel size ≥ 150 µm
	YES
	NO
	
	

	
	Pixel size ______ µm
	
	

	Pixelated detector:
m) Speed: up to 1100 fps
	YES
	NO
	
	

	
	Maximum speed ______ fps
	
	

	Pixelated detector:
n) Compatible with other detectors
	YES
	NO
	
	

	Pixelated detector:
o) Live synthesized STEM image
	YES
	NO
	
	

	Pixelated detector:
p) S/N ratio > 140 at 200 keV
	YES
	NO
	
	

	
	S/N ratio at 200 kV _______
	
	

	Pixelated detector:
q) DQE(0) ≤ 0.94 at 300 kV
	YES
	NO
	
	

	
	DQE at 300 kV ______
	
	

	Pixelated detector:
r) Dynamic range 106/1 at 200 kV
	YES
	NO
	
	

	
	Dynamic range at 200 kV_____
	
	

	Bottom mount CMOS camera
	YES
	NO
	
	

	Bottom mount CMOS camera: 

e) Sensor 4kx4k CMOS
	YES
	NO
	
	

	Bottom mount CMOS camera: 

f) Pixel size ≥ 14 µm
	YES
	NO
	
	

	
	Pixel size: _______ µm
	
	

	Bottom mount CMOS camera:
g) readout speed at least:

40 fps at 4kx4k

300 fps at 512x512
	YES
	NO
	
	

	
	Readout speed:

At 4kx4k_____fps

At 512x512_____fps
	
	

	Bottom mount CMOS camera:
h) Camera is fully embedded in the microscope control software
	YES
	NO
	
	

	Bottom mount CMOS camera:
i) live TEM image rotation capability 

(additional points)
	YES
	NO
	
	

	7. EDS system

	p) High sensitivity EDS system with multiple SDDs
	YES
	NO
	
	

	q) Ability to detect all elements down to and including boron
	YES
	NO
	
	

	r) resolution ≤ 136 eV for Mn-Kα at 10 kcps
	YES
	NO
	
	

	
	Resolution for Mn-Kα at 10 kcps_____ eV
	
	

	s) Peak to background ratio ≥ 4000 :1
	YES
	NO
	
	

	
	Peak to background ratio____
	
	

	t) Hole count < 1%
	YES
	NO
	
	

	
	Hole count ____%
	
	

	u) Less than 1% of spurious peaks
	YES
	NO
	
	

	
	Spurious peaks ____ %
	
	

	v) Output count rate of the system ≥ 800 kcps
	YES
	NO
	
	

	
	Output count rate of the system ______ kcps
	
	

	SDDs:

w) individual output read-out and dead time of each SDD displayed by operation software
	YES
	NO
	
	

	SDDs

x) in-column without the need for insertion/retraction (additional points)
	YES
	NO
	
	

	y) Symmetric EDS detection system providing the same X-ray collection efficiency for -α and +α side of the tilt
	YES
	NO
	
	

	z) Solid angle ≥ 0.7 sr
	YES
	NO
	
	

	
	Solid angle _____ sr
	
	

	aa) Software for EDS detection system which is fully integrated to the main microscope operation software
	YES
	NO
	
	

	ab) Ability to access the spectrum from each scan
	YES
	NO
	
	

	ac) (additional points)
	Maximum map size for which access from each scan is applicable _______
	
	

	ad) (additional points)
	Maximum map measurement duration for which access from each scan is applicable _______ min
	
	

	8. EELS

	b) Guaranteed energy spread ≤ 0.3 eV at 1 s exposure, 300 kV 
	YES
	NO
	
	

	
	Energy spread at 1s exposure, 300 kV _____ eV
	
	

	9. HOLDERS

	c) Single tilt holder for imaging supplied
	YES
	NO
	
	

	d) Double tilt holder for EDS supplied
	YES
	NO
	
	

	10. PC & SOFTWARE

	b) The microscope is supplied with necessary high-performance PC unit(s), screens and corresponding user interfaces
	YES
	NO
	
	

	11. OTHER

	d) Delivery possible by the end of September 2021
	YES
	NO
	
	

	e) Installation complete by the end of November 2021
	YES
	NO
	
	

	f) Integrated remote service module for alignment and diagnostics 

(additional points)
	YES
	NO
	
	

	12. STAND ALONE PLASMA CLEANER

	g) Integrated plasma cleaning system for SEM and TEM holders and samples
	YES
	NO
	
	

	h) Built-in bakeout and storage of TEM holders
	YES
	NO
	
	

	i) Minimum number of TEM holders under high vacuum ≥ 3
	YES
	NO
	
	

	
	Number of TEM holders under high vacuum _____
	
	

	j) Power range as low as ≤ 2 W and as high as ≥ 65 W
	YES
	NO
	
	

	
	Power range from _____W to ______W
	
	

	k) Chamber size ≥ 6.5 x 3.5 cm (diameter x height, or equivalent)
	YES
	NO
	
	

	
	Chamber diameter/width_____ cm

Chamber height _____ cm
	
	

	l) Cleaning gases:

O2
Ar
	YES
	NO
	
	

	m) The instrument is supplied with necessary high-performance PC unit(s), screens and corresponding user interfaces
	YES
	NO
	
	

	n) Delivery possible by the end of September 2021
	YES
	NO
	
	

	o) Installation complete by the end of November 2021
	YES
	NO
	
	

	13. ION BEAM FOR SAMPLE PREPARATION

	a) Operation in high vacuum
	YES
	NO
	
	

	b) Ultra low energy ion source: operating voltage as low as ≤ 50 eV
	YES
	NO
	
	

	c) Operating voltage up to ≥ 2 kV
	YES
	NO
	
	

	
	Operating voltage from____eV to ____ kV 
	
	

	d) Imaging mode to view sample with focused ion beam
	YES
	NO
	
	

	e) Everhart-Thornley detector for viewing ion-induced SE signal
	YES
	NO
	
	

	f) Dedicated for cleaning after FIB and classically prepared samples as well
	YES
	NO
	
	

	g) Option of cryogenic cooling included
	YES
	NO
	
	

	h) Possibility of beam diameter as small as 1 µm
	YES
	NO
	
	

	
	Minimum beam diameter ____ µm
	
	

	i) Automatic load-lock for quick specimen exchange
	YES
	NO
	
	

	j) The instrument is supplied with necessary high-performance PC unit(s), screens and corresponding user interfaces
	YES
	NO
	
	

	k) Delivery possible by the end of September 2021
	YES
	NO
	
	

	l) Installation complete by the end of November 2021
	YES
	NO
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